
Текущий рейтинг группы МВ-2н
1-я контрольная неделя

(факультет ФТКМ, курс 2)

№ 
п/п Номер зачетной книги

Компьютерные 
технологии в 
материаловед

ении

Методы 
диагностики 
наносистем

ИТОГ

Б. Пр. Б. Пр. % Пр. Аттес
тацияРейтинг 1..20 1..20 100

1 21103051 20 0 20 0 100 0 Да

2 21103047 10 0 20 0 75 0 Да

3 21103048 20 0 10 4 75 4 Да

4 21103052 10 4 10 4 50 8 Да

5 21103046 20 4 0 8 50 12 -1

6 19103012 0 0 0 0 0 0 -2

В Колонке "Аттестация" указано количество дисциплин, по которым балл 
студента меньше минимально необходимого за указанную контрольную неделю
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